Agilent

Trusted Answers

Sistema ICP-OES Agilent 5900

La forma mas inteligente de aumentar la productividad
y reducir el coste de propiedad




Potencie la actividad de su laboratorio

El sistema inteligente Agilent 5900 esta disefiado para obtener la respuesta
correcta antes que cualquier otro instrumento y con el menor coste por muestra.

Medir una muestra por minuto con
resultados fiables y un bajo consumo
de argon maximiza la rentabilidad

de la inversion.




Minimice los costes de propiedad

Reduzca el coste total por muestra

El uso de argén contribuye de forma importante al

coste operativo total de un sistema ICP-OES, y depende
directamente del tiempo de analisis, el flujo de gas argon
y los requisitos de pureza.

— El sistema 5900 mide las muestras en la mitad del
tiempo y ofrece el consumo mas bajo de argdn por
muestra’ de todos los instrumentos ICP-OES.

— Eldisefio innovador y mas compacto de la dptica
Freeform mejora el rendimiento analitico y reduce
el tiempo de purga de gas a la mitad.

— Compatible con gas argon del 99,99 % de pureza, mas
econdémico, lo que reduce el coste del gas en un 50 %.

Minimice la repeticion de medidas de muestras
y el tiempo de inactividad

Conozca mas acerca de sus analisis y reduzca el tiempo
imprevisto de inactividad del instrumento y la repeticion

de medidas de muestras. El sistema Agilent 5900 incorpora

todo un ecosistema de sensores y potentes procesadores
con algoritmos y funciones de diagnostico inteligentes.
Estas funciones inteligentes proporcionan una vasta
informacion operativa y sobre las muestras, haciendo
que el resultado final ofrezca mayor confianza.

— La funcién del software IntelliQuant criba rapidamente

las muestras y determina la concentracion aproximada
de hasta 70 elementos. Identifica automaticamente las

interferencias espectrales inesperadas y recomienda
longitudes de onda alternativas que estén libres de
interferencias.

— Ademas, las funciones de diagndstico inteligentes
de seguimiento del estado del sistema monitorizan
el estado del instrumento y avisan al usuario, lo que
permite maximizar el rendimiento y el tiempo de
actividad del instrumento.
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Reduccion enorme del consumo de gas argén’
El sistema ICP-OES 5900 ofrece el consumo mas bajo de argén por
muestra de todos los instrumentos ICP-OES.

Reduzca los costes de mantenimiento

Reduzca las intervenciones de servicio innecesarias
y optimice los programas de mantenimiento basandose en
el uso real del instrumento, y no en el tiempo transcurrido.

Hasta un tercio de todas las intervenciones de servicio
estan relacionadas con problemas que el usuario podria
haber solucionado si hubiese recibido las instrucciones
adecuadas.

— Los programas de mantenimiento basados en el uso
y en datos le permiten realizar el mantenimiento con la
frecuencia adecuada. El mantenimiento basado en el
uso garantiza un rendimiento maximo del instrumento
y mantiene bajos los costes.

— Reduzca los costes de sustitucion de consumibles
asegurandose de que los componentes del sistema
de introduccion de muestras y los elementos sometidos
a un alto desgaste se limpien y sustituyan solo cuando
sea necesario.

1. El consumo de argdn se calcula a partir de las velocidades de flujo del argén multiplicadas por la duracion del flujo. Los valores de velocidad de andlisis
y consumo de gas se han comparado con los de los sistemas de la competencia tomando como referencia los datos publicados sobre aplicaciones.



Analice mas muestras con un menor coste
y maximice los ingresos

Resultados rapidos y precisos
con una sola medida

Los sistemas ICP-OES con Dual View
(visualizacion doble) convencionales
exigen configurar una serie de medidas
secuenciales y seleccionar qué
elementos deben medirse en modo
axial y cuales deben medirse en modo
radial. Esto lleva tiempo y hace que el
analisis de las muestras se ralentice.

Fl sistema ICP-OES 5900 tnicamente G iecl

necesita realizar una medida por
muestra; llamamos a esto Duall

View (visualizacion doble) vertical
sincrénica (SVDV). El combinador
espectral dicroico (DSC), un exclusivo
componente optico, permite capturar
las visiones axial y radial del plasma
en una misma lectura y obtener
resultados precisos en el minimo
tiempo posible.

Antorcha
vertical y
plasma

Combinador
espectral
dicroico (DSC)

Tiempo de analisis corto = menor 2500 25
consumo de gas

20.000

W 16,9 I/miny 2 min por muestra

Mucha gente cree en premisas

erréneas que sugieren que el flujo esta
directamente correlacionado solo con
el consumo de gas. Aunque el flujo es

20,4 |/miny 1 min por muestra
15.000 4 u ’ !

iempo (horas)
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Argon consumido (1)

importante, no es el Unico factor que =000 I
influye. El tiempo de analisis también es o .- l
esencial. Por ejemplo, si acorta a la mitad 100 200
el tiempo de andlisis, puede reducir el uso

de argdn casi en un 40 % aunque el flujo

de argdn sea un 20 % mas alto.

Numero de muestras

En esta grafica se muestra como
cambia el consumo de argon con el
flujo y el tiempo de medida para lotes
de muestras de distintos tamafios.



Reduzca el tiempo de inactividad con un sistema ICP-OES
mas inteligente

Menos tiempo de inactividad supone mas tiempo para analizar muestras y mas ingresos
para el laboratorio
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Descubra mas sobre sus muestras

Conozca el contenido de la muestra y el mejor modo de medirlo

IntelliQuant (un software exclusivo de Agilent) equivale a introducir en el instrumento todo

el conocimiento de un analista experto

IntelliQuant recoge datos de todo el rango de longitud de onda durante la medida de cada muestra y, a continuacion, usa
esta panoramica para calcular la concentracion aproximada de hasta 70 elementos en una muestra. Gracias a que recopila
mucho mas que simples datos en las longitudes de onda previstas, IntelliQuant permite detectar interferencias espectrales
y le proporciona recomendaciones para garantizar que obtenga las respuestas correctas en todo momento.

¢ Tiene que analizar muestras desconocidas o atipicas? Ponga IntelliQuant a trabajar y supere los desafios en cuanto
a desarrollo de métodos, resolucion de problemas y cribado de muestras.

Es como realizar un control de calidad en cada muestra

Si los resultados son demasiado elevados, la causa podria ser

una interferencia espectral provocada por otro elemento. Los
resultados demasiado bajos pueden deberse a problemas con la
fase quimica. IntelliQuant usa el andlisis de datos para identificar
automaticamente superposiciones espectrales que puedan
producir falsos positivos en los resultados y recomienda la longitud
de onda de emision que proporciona el resultado mas preciso.

El ejemplo de la derecha muestra una medida de cadmio

a 228,802 nm. La emision medida (linea azul) se ha visto
incrementada erréneamente por la presencia de una emision de
arsénico (linea roja). IntelliQuant marcara esta longitud de onda
como problematica usando una funcion de clasificacion con
estrellas (como se muestra en la imagen superior) para facilitar
al usuario la seleccién de la longitud de onda correcta a la hora
de elaborar el informe.

40.000 _

30.000 |

20.000 |

Intensidad

10.000 |

0 Treemmm=Slacaccccea oS
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228,770 228,780 228,790 228,800 228,810 228,820 228,830

Longitud de onda (nm)
= Espectro de la muestra = = Interferencia
Cd

v 214,439
226,502
228,802 ?
361,051 Analito: Cd (228,802)
326,105 Confianza: moderada
508,582 Interferencia: As (228,812)

Confianza: alta

Resultados de clasificacion con estrellas de IntelliQuant para el cadmio.
La puntuacion de cinco estrellas con una marca de verificacion verde
indica que la longitud de onda de 214 nm es la mejor para el cadmio.

El signo de interrogacion rojo indica que existe un problema a 228 nm
que afecta al cadmio; la sugerencia del cuadro emergente indica que

el resultado correspondiente a 228 nm para el cadmio solo ofrece una
confianza moderada debido a una intensa interferencia del arsénico.



Cribado rapido de muestras

Se puede usar la funcién de cribado de IntelliQuant para determinar
la concentracion aproximada de hasta 70 elementos en una
muestra en cuestion de segundos. Esto resulta idoneo:

— como ayuda para el desarrollo de métodos para muestras
desconocidas;

— para el analisis de tendencias en lotes de muestras medidos
de forma rutinaria, como suelos, aceites de motor o bafios
galvanicos.

Los resultados se pueden presentar en diversas vistas inteligentes

para que los usuarios revisen rapidamente los componentes de una

muestra (a continuacion se muestra la vista de grafico circular).
Otros (1,1 %)
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Mg (2,4 %
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Marcado de resultados atipicos

Una alerta de resultado atipico destaca los resultados que estén
fuera de un rango especificado o que no superen una prueba.

El sistema de alertas de resultados atipicos puede monitorizar
distintos pardmetros, desde la desviacion estandar relativa (RSD)
en % hasta la no superacién de pruebas de control de calidad;
ademas, puede configurarlo segun sus necesidades.

Los resultados se pueden filtrar para mostrar solamente las
muestras con errores. El filtrado facilita ver qué resultados hay
que revisar.
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Deteccion de errores en la preparacion de muestras

¢Se le ha olvidado a alguien afiadir HCI durante el proceso

de digestion?

Al repasar los resultados de IntelliQuant, que se muestran

a continuacién como un mapa de calor, se puede identificar
rapidamente si hay cloro presente o no y saber si la digestion se ha
realizado correctamente. Este mismo planteamiento puede aplicarse
a la mayor parte de los acidos usados para la digestion de muestras.
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Los elementos sombreados en rojo presentan altas concentraciones;
los sombreados en naranja, concentraciones medias; y los sombreados
en amarillo, concentraciones bajas. Los elementos sin sombrear no se
encuentran en niveles detectables en la muestra. En este caso, el cloro
no esta sombreado, lo que indica que no se ha usado HCl durante la
preparacion de muestras.

La imagen inferior muestra el marcado de los resultados atipicos
en la pantalla de resultados de la muestra. A la derecha se muestra
un filtro aplicado para mostrar solamente los valores atipicos que
requieran revision.
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Prepara su laboratorio para el futuro con el lider
en tecnologia de ICP

Conozca el sistema ICP-OES Agilent 5900

Rendimiento alto con un menor coste de argén

LLa innovadora optica Freeform proporciona limites de
deteccion bajos y alta resolucion, incluso usando argon
embotellado con una pureza del 99,99 %. El disefio éptico
es compacto y rapido de purgar, lo que reduce el tiempo
de espera para poder medir las muestras.

Antorcha vertical resistente

La antorcha de orientacién vertical conlleva menos limpieza,
menos tiempo de inactividad y menos antorchas de
repuesto. Un mecanismo del cargador de la antorcha permite
su alineamiento automatico y realiza la conexion de los
tubos de gases, lo que agiliza la puesta en marcha y permite
obtener un rendimiento reproducible.

Pruebas de rendimiento incorporadas

¢Coémo sabe que un sistema ICP-OES funciona como debe?
Las pruebas de rendimiento incorporadas en el sistema 5900
confirman rédpidamente que funciona de forma correcta
antes de comenzar a medir muestras.

Resistente a la corrosién y al polvo

El sistema 5900 esta fabricado con material resistente a la
corrosion y usa presiones positivas internas y flujos de aire
optimizados para mantener alejados los vapores acidos.
Un filtro de aire facil de desmontar protege al instrumento
en entornos con polvo y un monitor de flujo de aire le avisa
cuando hay que cambiar el filtro.

Disefio compacto

El sistema 5900 es el instrumento ICP-OES mas pequefio
disponible y le permite ahorrar un valioso espacio en su
laboratorio. Las conexiones eléctricas y de gas, agua

y comunicaciones resultan facilmente accesibles desde

el lateral del instrumento, en lugar de desde la parte trasera.




Sistema ICP-OES Agilent 5900 con Dual View
(visualizacion doble) vertical sincrénica (SVDV)

Resultados rapidos y precisos con una sola medida

El combinador espectral dicroico, un componente dptico

especializado, permite la medida sincronica de ambas vistas
(axial y radial) del plasma. Solo se requiere una lectura por
muestra, lo que posibilita obtener resultados precisos en
menos tiempo que con cualquier otro sistema ICP-OES.

Detector inteligente de alta velocidad

Un exclusivo sistema de deteccion permite medir de forma rapida

y simultanea en todo el rango de longitud de onda, independientemente
de la concentracion o de la intensidad de la sefial. Los avances en el
detector llevan las funciones inteligentes del software a un nuevo nivel,
guiandole para que obtenga la respuesta correcta a la primera.

Algoritmos inteligentes

Elimine las conjeturas del desarrollo de métodos y automatice

la resolucion de problemas gracias a los algoritmos inteligentes

incorporados:

- Correccion de fondos ajustada (FBC), que proporciona
automaticamente una correccion precisa del ruido de fondo.

— Técnica de deconvolucién automatica de curvas (FACT)
o técnica de correccion interelemental (IEC) para la correccion
de interferencias espectrales.

— IntelliQuant permite una rdpida identificacion de todos los
elementos de una muestra y sus concentraciones relativas.
Es ideal para el desarrollo de métodos, la resolucion
de problemas y el cribado de muestras.

— Lavado inteligente que maximiza el rendimiento mediante la
optimizacion automatica del tiempo de lavado entre muestras,
manteniendo la precision de los resultados.

Valvula de conmutacién integrada

El sistema avanzado de vélvula (AVS) acelera el andlisis, mejora
la precision analitica, reduce el coste total por muestra y ayuda
a reducir las obstrucciones y el tiempo de inactividad mediante
una introduccion y un lavado mas eficientes de las muestras.

Autodiagnéstico y seguimiento del estado

Los componentes electronicos de autodiagndstico monitorizan

el estado del instrumento, lo que permite identificar rapidamente
posibles problemas de los componentes. Los sensores y contadores
alertan al analista cuando es necesario llevar a cabo mantenimiento.
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Seguimiento inteligente
del estado de los servicios
auxiliares

Monitorizacion del instrumento para evitar
problemas durante las actividades

Seguimiento del estado del suministro de gas

El sistema 5900 monitoriza la emision espectral del argéon
para cada muestra. Si se detectan fluctuaciones de la
emision del argon durante la monitorizacion, esto podria
indicar que existe una obstruccioén parcial de la antorcha
0 un quenching parcial del plasma. Una vez detectado el
problema, este se puede investigar y los resultados de la
muestra se pueden verificar.

Intensidad del argén
167.000

166,000 OO et

165.000 '\1\._'/‘\\ M
164.000 \ /
163.000 v

Andlisis

Intensidad

Estado de ignicion del plasma

Las sugerencias en pantalla sirven como recordatorios para
evitar las causas mas frecuentes de errores en la ignicion
del plasma.

En el caso de un fallo en la ignicion del plasma, las
herramientas inteligentes integradas proporcionan
recomendaciones sobre como resolverlo.
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Accesorios

Opciones para mejorar aun mas el flujo de trabajo

17
i,

Muestreador automatico SPS 4

Este muestreador automatico de
configuracion flexible tiene capacidad para
hasta 360 muestras. Es robusto, facil de
usar e ideal para el analisis elemental sin
supervision.

Opciones de introduccion de
muestras especificas en funcion
de la aplicacién

Existe toda una gama de antorchas
optimizadas y kits de introduccion de
muestras para los siguientes casos:

— disolventes organicos,

— muestras de matriz o carga salina
elevada,

— muestras que contengan acido
fluorhidrico (HF).

Los costes se pueden reducir al minimo
mediante antorchas desmontables,
disefiadas para facilitar el mantenimiento,
agilizar los cambios y hacer el
funcionamiento mas econémico.

IsoMist

La camara de nebulizacion IsoMist con
control de temperatura se puede ajustar
entre-10y +60 °C. La reduccién de la
temperatura de la cdmara de nebulizacion
mejora la estabilidad a largo plazo del
analisis de disolventes organicos volatiles.

Sistema de introduccién de
muestras multimodo (MSIS)

El sistema MSIS permite la medida
simultanea de elementos formadores

y no formadores de hidruros, como As, Se
y Hg, a niveles por debajo de las partes por
billén (ppb). Esto evita tener que cambiar
la configuracion del equipo y posibilita

el andlisis simultaneo de elementos
formadores de hidruros y del resto

de elementos rutinarios.
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Agilent CrossLab: conocimientos reales, resultados reales

Agilent CrossLab es algo mas que un sistema de instrumentos: integra servicios,
consumibles y gestion de recursos para todo el laboratorio. De este modo,

su laboratorio puede mejorar la eficiencia, optimizar el funcionamiento, aumentar
el tiempo de actividad de los instrumentos, desarrollar las habilidades de los
usuarios y mucho mas.

Para obtener mas informacion, visite:
www.agilent.com/chem/5900icpoes

Tienda on-line:
www.agilent.com/chem/store

Obtenga respuestas a sus preguntas técnicas
y acceda a recursos en la Comunidad Agilent:
community.agilent.com

Espana
901 11 68 90
customercare_spain@agilent.com

Europa
info_agilent@agilent.com
Asia-Pacifico
inquiry_lsca@agilent.com

Esta informacion estd sujeta a cambios sin previo aviso.
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